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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

, SECURITE DES MACHINES -
EQUIPEMENT DE PROTECTION ELECTROSENSIBLE -

Partie 2: Exigences particuliéres a un équipement utilisant des
dispositifs protecteurs optoélectroniques actifs (AOPD)

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités \

la CEl, part|C|pent
ormalisation (ISO),

organisations internationales, gouvernementales et non gouverneme
également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organi

5) La CEl n’a prév
responsabilité p@ 3
6) Tous les utilisate d

a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou

mandataires, y ¢ompri exts part uliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de e soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) t de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEl ou de

8) L'attentian es '
référencéesest oblig
9) L’attention est attirée skr le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire

I'objet de droits devpropriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

ytoirepour une application correcte de la présente publication.

La Norme internationale CEIl 61496-2 a été établie par le comité d’études 44 de la CEl:
Sécurité des machines — Aspects électrotechniques, en collaboration avec le comité d’études
CENELEC 44X: Sécurité des machines — Aspects électrotechniques.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition publiée en 1997 et constitue
une révision technique.

La présente édition présente, par rapport a I'édition antérieure, les modifications suivantes:

a) Les exigences ont été corrigées et rendues de compréhension plus aisée.

b) Les méthodes d'essai ont été révisées pour les rendre plus aisées a réaliser et améliorer
la répétabilité.

c) Des recommandations sont fournies pour I'évaluation et la vérification des AOPD utilisant

des techniques de conception pour lesquelles les méthodes d'essai de la présente Partie
ne sont pas appropriées.
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2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SAFETY OF MACHINERY -
ELECTRO-SENSITIVE PROTECTIVE EQUIPMENT -

Part 2: Particular requirements for equipment using active
opto-electronic protective devices (AOPDs)

FOREWORD

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The
international co-operation on all questions concerning standardization in the e
this end and in addition to other activities, IEC publishes International a
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees;

Publications is accurate, IEC cannot be
misinterpretation by any end user.

the latter.

IEC provides n i
equipment decl
All users should ehsure
, employees, servants or agents including individual experts and

members of its t&chnicakcomryj EC National Committees for any personal injury, property damage or
other damag 8 ) vef, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses afisinch oMt of the\ publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

approval and cannot be rendered responsible for any
Jublication.

edition of this publication.

Attention is dra e possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC s ot be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61496-2 has been prepared by IEC technical committee 44: Safety

of

machinery — Electrotechnical aspects, in collaboration with CENELEC technical committee

44X: Safety of machinery — Electrotechnical aspects.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1997 and constitutes a
technical revision.

This edition includes the following technical changes with respect to the previous edition:

a)
b)

c)

Requirements have been corrected and made easier to understand.

Test procedures have been revised to make them easier to perform and to improve
repeatability.

Guidance is provided for the evaluation and verification of AOPDs using design
techniques for which the test procedures of this part are not appropriate.
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Cette norme a le statut de norme de famille de produits et peut étre utilisée comme référence
normative pour une norme de produit concernant la sécurité des machines.

Cette partie doit étre utilisée conjointement avec la CEI 61496-1 (2004).
Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le texte de la présente norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
44/500/FDIS 44/508/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute infg
abouti a I'approbation de cette norme.

wote ayant

La CEIl 61496 comprend les parties suivantes, présentées so gcurité des

machines — Equipement de protection électrosensible:
Partie 1:  Prescriptions générales et essais

Partie 2:  Exigences particulieres a un équipement(utilisant de
optoélectroniques actifs (AOPD)

dispositifs protecteurs

Partie 3:  Prescriptions particuliére utilisant des dispositifs

protecteurs opto-électroniqd ibles aux reflexions diffuses (AOPDDR)
Le comité a décidé que le contenu de/cette pu ca e sera pas modifié avant la date de
malntenance |nd|quee sur_le site w «http //webstore iec.ch» dans les

* reconduite;

* supprimée;
« remplacée p@e

e amendée.
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This standard has the status of a product family standard and may be used as a normative
reference in a dedicated product standard for the safety of machinery.

This standard is to be used in conjunction with IEC 61496-1 (2004).

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
44/500/FDIS 44/508/RVD

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directive

Full information on the voting for the approval of this standard can pe 3 eport on
voting indicated in the above table.

IEC 61946 consists of the following parts, under the genera Nare pachinery —
Electro-sensitive protective equipment

Part 1: General requirements and tests

Part 2: Particular requirements for equipment (usi

Part 3: Particular requirements forc®

¢ reconfirmed;
¢ withdrawn;

* replaced by s

« amended.
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INTRODUCTION

Les systémes de protection électrosensibles (ESPE) sont utilisés sur des machines
présentant des risques d'accident pour les personnes. lls fournissent une protection en
mettant la machine en état sir avant qu'une personne puisse se trouver dans une situation
dangereuse.

La présente Partie de la CEI 61496 traite des exigences particuliéres concernant la
conception, la fabrication et les essais des équipements de protection électrosensibles
(ESPE) pour la protection des machines et utilisant des dispositifs protecteurs
optoélectroniques actifs (AOPD) pour la fonction de détection.

Cette partie compléte ou modifie les articles correspondants de la CEl 61496-1.

quelconque machine particuliére. Il convient que I SPE fasse I'objet d'un
accord entre le fournisseur de I'équipe chme et Iorganlsme de
sécurité; dans ce contexte, I'attentio i ¥
exemple, I'I'SO 12100.
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INTRODUCTION

Electro-sensitive protective equipment (ESPE) is applied to machinery that presents a risk of
personal injury. It provides protection by causing the machine to revert to a safe condition
before a person can be placed in a hazardous situation.

This part of IEC 61496 provides particular requirements for the design, construction and
testing of electro-sensitive protective equipment (ESPE) for the safeguarding of machinery,
employing active opto-electronic protective devices (AOPDs) for the sensing function.

This part supplements or modifies the corresponding clauses in IEC 61496-1.

achine. The
application of the ESPE should be a matter for agreemen Fre ipment supplier,

awn to the relevant
guidance established internationally, for example, 1SO

S
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] SECURITE DES MACHINES -
EQUIPEMENT DE PROTECTION ELECTROSENSIBLE -

Partie 2: Exigences particuliéres a un équipement utilisant des
dispositifs protecteurs optoélectroniques actifs (AOPD)

1 Domaine d’application

L’Article correspondant de la Partie 1 est remplacé par ce qui suit:

girations de la zone de détection,
day e application quelconque,

La présente Partie i 2 applications autres que la protection des
personnes, par achines ou des produits contre des dommages
mécaniques. D s’exigences complémentaires peuvent se révéler
bériaux qui doivent étre reconnus par le dispositif de

L’Article correspondant de la Partie 1 s'applique avec les exceptions suivantes:

Références complémentaires:

CEI 60825-1, Sécurité des appareils a laser — Partie 1: Classification des matériels,
prescriptions et guide de I'utilisateur

CEIl 62046:2004, Sécurité des machines — Application des équipements de protection a la
détection de la présence de personnes

ISO 13855:2002, Sécurité des machines — Positionnement des dispositifs de protection par
rapport a la vitesse d'approche des parties du corps

EN 471:2003, Vétements de signalisation a haute visibilité pour usage professionnel —
Méthodes d'essai et exigences
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